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Leiterplattenpriufung aus einer Hand

Fischer ist Inr kompetenter Partner bei der Qualitats-
sicherung von Leiterplatten. Ein umfangreiches
Produktprogramm fir die Dickenmessung und Analyse
aller in der Praxis vorkommenden Schichten steht
Ihnen zur Verfigung. Auch komplexe Mehrfach- und
Legierungs-Schichtsysteme lassen sich mit den in
modernster Technik ausgefliihrten, von Spezialisten
entwickelten Fischer-Geraten einfach, schnell

und prazise Uberprifen.

Zur Verfiigung stehen dabei alle modernen Priifver-
fahren. Die FISCHERSCOPE® X-RAY Gerite messen
und analysieren Schichten nach der Rontgenfluores-
zenzmethode, mit dem universellen Messzentrum
FISCHERSCOPE® MMS® kann die Dicke von Kupfer-
und Lotstopplack-Schichten nach dem Wirbelstrom-
verfahren bestimmt werden.



Geratetypen

FISCHERSCOPE® X-RAY

Die Fischer X-RAY Geréte profitieren von
einer fast 20jahrigen Erfahrung auf dem
Gebiet der Réntgenfluoreszenzmethode.
Diese ist der Garant fUr eine &usserst
leistungsfahige, zuverlassige und an die
jeweiligen Anforderungen des Anwenders
angepasste Geratetechnik. Drei grund-
séatzlich verschiedene Geratetypen stehen
zur Auswahl, alle mit Mikrofokusréhre mit
einstellbarer Hochspannung zwischen

30 kV und 50 kV, Point & Shoot Methode
(bei Versionen mit programmierbarem
XY-Tisch) und automatischer, optischer
Hohenfokussierung des Rontgenstrahls
(bei Versionen mit motorischer Z-Achse).
Je nach Gerétetyp kann zwischen runden
oder schlitzférmigen Kollimatoren gewahlt
werden, mit einer minimalen Messfleck-
groéBe von ca. 60x60 pm.

Das Kernstuck aller X-RAY Versionen ist
die Software WIinFTM®. In ihr schlagt sich
das Ergebnis umfangreicher und auf ho-
hem wisenschaftlichen Niveau stehender,
physikalischer Grundsatzuntersuchungen
nieder.

FISCHERSCOPE® MMS®-PCB

Das MMS®-PCB ist durch die Integration
verschiedener Messmethoden das ideale
Messzentrum zur Bestimmung der Dicke
von Kupfer- und Létstopplack-Schichten
auf nichtgeatzten oder geétzten Leiter-
platten. Umfangreiche statistische Aus-
wertemdglichkeiten sowie die Prozess-
kontrolle mittels SPC Karten machen das
MMS®-PCB zum idealen Messmittel fur
die Qualitétssicherung von Leiterplatten.

Handgerate

Mehrere Handgerate stehen fur Einzel-
messaufgaben zur Verflgung, z.B. zur
Messung der Kupferdicke in Bohrungen
oder auf der Oberflache von Leiterplatten
sowie zur Messung der Lotstopplack-
dicke. Spezielle Wirbelstromsonden er-
mdglichen es auBerdem, auch sehr din-
ne Kupferschichten im Dickenbereich von
unter einem Mikrometer bis zu 250 pm
exakt zu bestimmen.

Anwendungen

FISCHERSCOPE® X-RAY XDVMe®-W
Version mit robustem Messkopfgehause,
hochprézisen XYZ-Verfahrwegen
(250x250x145 mm), 4 motorisch einstell-
baren Kollimatoren und 2 Priméarfiltern.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDLM®-PCB
Spezielle Ausfihrung zur Leiterplatten-
prufung mit groBem, programmierbarem
XY-Tisch (250x245 mm), motorischer

Z-Achse (20 mm) und Kollimator @ 0,1 mm.

FISCHERSCOPE® X-RAY XULM
Ausflihrung mit Messung von ,unten nach
oben” fir schnelle und prazise Fokussie-
rung. Manuelle Positionierung der Leiter-
platte Uber dem Réntgenstrahl.

Anwendungen

Messung der Dicke und der Legierungs-
zusammensetzung von ein-, zwei- und
dreifachen Galvanikschichten. Analyse
von Galvanikbadern auf Metallionengehalt.

FISCHERSCOPE® MMS®-PCB
Geeignet zur Dickenmessung folgender
Schichten:

e Cu-Schichten von 5 — 120 um ohne
EinfluB von Cu-Zwischenlagen nach der
Widerstandsmethode.

e Cu-Schichten von 2 — 100 pm in Boh-
rungen nach der Wirbelstrommethode.

e Cu-Schichten von 5 — 170 um unter
Létstopplack nach der Wirbelstrom-
methode.

e | dtstopplackdicke auf Cu-Schichten.

CU-SCOPE CMP1A

Handgerat mit steckbarer Messonde zur
Bestimmung der Kupferdicke in Bohrun-
gen von Leiterplatten. Mit Messwert-
speicher, RS232 und Auswertestatistik.

ISOSCOPE® MP30
Wirbelstrom-HandmeBgerat mit AnschiuB
verschiedener Sonden zur Messung der
Cu-Dicke von ca. 0,1 bis 250 um sowie
der Lotstopplackdicke auf Cu-Schichten.

Ausfihrungen

© Helmut Fischer GmbH + Co Anderungen vorbehalten 991-045 Printed in Germany 10/00
Helmut Fischer GmbH + Co Fischer Instrumentation (G.B.) Ltd. =) Fischer Technology, Inc. ——

71069 Sindelfingen, Germany Lymington/Hampshire SO41 8JD, England Windsor, Ct. 06095, USA -
Tel. (+49) 70 31 303-0, Fax (+49) 70 31 303-79 Tel. (+44) 1590-683663, Fax (+44) 1590 684110 Tel. 860 683-0781, Fax 860 688-8496 l"-..f _lj'

Internet: http://www.Helmut-Fischer.com

Internet: http://www. flschergb co.uk

Internet: http://www.fischer-technology.com

Sole Agent for Helmut Fischer GmbH + Co, Germany:

Helmut Fischer Elektronik und Messtechnik AG
CH-6331 Hiinenberg, Switzerland

Tel. (+41) 41 785 08 00, Fax (+41) 41 785 08 01
E-Mail: switzerland@helmutfischer.com

Branch Offices of Helmut Fischer AG, Switzerland:

Fischer Instrumentation Electronique

78180 Montigny le Bretonneux, France

Tel. (+33) (0) 1 30 58 00 58, Fax (+33) (0) 1 30 58 89 50
E-Mail: france@helmutfischer.com

Helmut Fischer S.R.L., Tecnica di Misura
20128 Milano, Italy

Tel. (+39) 02 255 26 26, Fax (+39) 02 257 00 39
E-Mail: |ta|y@he|mutf|scher com

Fischer Instruments, S.A.

08018 Barcelona, Spain

Tel. (+34) 93 309 79 16, Fax (+34) 93 485 05 94
E-Mail: spain@helmutfischer.com

Helmut Fischer Meettechniek B.V.

5627 GB Eindhoven, The Netherlands

Tel. (+31) 40 248 22 55, Fax (+31) 40 242 88 85
E-Mail: netherlands@helmutfischer.com

Fischer Instruments K.K.

Saitama-ken 340, Japan

Tel. (+81) 489 32 3621, Fax (+81) 489 32 3618
E-Mail: japan@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation (Far East) Ltd.

Kwai Chung, N.T., Hong Kon

Tel. (+852) 24 20 11 00, Fax (+852) 24 87 02 18
E-Mail: hongkong@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation (S) Pte Ltd.
Singapore 118529, Singapore

Tel. (+65) 276 67 76, Fax (+65) 276 76 67
E-Mail: singapore@helmutfischer.com

Nantong Fischer Instrumentation Ltd.
Shanghai 200437, P.R.C., China

Tel. (+86) 21 6555 7455, Fax (+86) 21 6555 2441
E-Mail: china@helmutfischer.com

1SO 9001

micNet g sQs Reg|stratlon
w No. 1

Valid for Helmut Fischer AG and Branch Offices

10/00



